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EDITAL Nº 01 – PROCESSO SELETIVO 2019 
 

HOMOLOGAÇÃO DA MATRÍCULA 
 
 

 

 NOME DOS CANDIDATOS NÍVEL SITUAÇÃO 

01 Ana Gleice da Silva Santos Doutorado Matriculado 

02 André Luis Martins de Souza Doutorado Matriculado 

03 Bianca Rossini Marques Kovags Doutorado Matriculado 

04 Davidson Côrrea da Silva Doutorado Matriculado 

05 Eudes Pereira de Souza Júnior Doutorado Matriculado 

06 Leandro Sanches Sampaio Doutorado Matriculado 

07 Luiz Henrique da Conceição Leal Doutorado Matriculado 

08 Olivia Woyames Pinto Doutorado Matriculado 

09 Ruan Carvalho Mayworm Doutorado Matriculado 

10 Vanessa Kapps Doutorado Matriculado 

 

 NOME DOS CANDIDATOS NÍVEL SITUAÇÃO 

01 Carlos Alberto Senna Mestrado Matriculado 

02 Désirée Souza Gonçalves Mestrado Matriculado 

03 Flávio Augusto Ferreira Martins Bezerra Mestrado Matriculado 

04 Gabriel Fonseca Sarmanho Mestrado Matriculado 

05 Júlia Ramos Gomes Mestrado Matriculado 

06 Marcio Vieira Machado Fernandes Mestrado Matriculado 

07 Mauro Ferreira Gomes Mestrado Matriculado 

08 Natalia Cristiane Ramos Ribeiro Mestrado Matriculado 

09 Natalia Gonçalves Ramos Mestrado Matriculado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


